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M3s informacion:

E E -MFP 3D-

DNA Showing B-S and ds-ss
Melting Transition

Con este kit es posible
realizar medidas de
dureza de la escala de
pico Newton.
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Centro de Excelencia
en Nuevos Materiales



El Centro de
Excelencia en Nuevos

Materiales cuenta

con un equipo versatil

para microscopia atémica, el
MFP 3D de Asylum Research, capaz de realizar
variedad de medidas gracias a sus diferentes

accesorios:

® Medidas desde 90um x 90um hasta unos pocos
nanometros.

Sistema de reduccion de ruido que permite una

® Andlisis de rugosidady tamafo de grano.
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Analisis de tamano
de grano.

Reconstruccion
tridimensional de
rejilla de verificacion.

Kitpara
medidas en
liquidos

-
Este kit que consiste en una capsula sellada dentro calentamlentn dﬂ
-
de la cual se pueden escanear superficies o m“esllras Iluuldas

particulas inmersas en fluidos. Un ejemplo de

muestras escaneadas son superficies de tejidos, Puede calentar muestras inmersas en fluido

células, cromosomas y cadenas de ADN. mientras escanea. El rango de trabajo va desde la

temperatura ambiente hasta 80°C en u sula

sellada.

Muestras de bacilos.
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